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Comments to be Discussed

Category Comment ID Notes

Test fixture 64, 227, [65, 161]

Vf/vpeak/erl [13, 5], [61, 83, 84]

RITT Np [279, li_3ck_01_1020.pdf], [280, 86] For CL163, Annex 120F

RITT [71, ran_3ck_03_1020?, 166, 194], 2, 
[70, 231], 168 

SNDR 226 

Example Test 
Fixture

228, [73, 6, 26, 162, 204, 229, 13 



Test Fixture ILD Comment # 64

Spec being commented:

References:



Test Fixture Minimum Loss Comment # 227

Spec being commented:



Test Fixture ERL Comment [# 65, #161]
Spec being commented:



TP0v V_peak Comment [# 13, #5]

Spec being commented:



TP0v Thresholds Comment [# 61, #83, #84]

Notes: comment #5 proposes to change V_peak to V_peak/V_f

Apply to comment #83, #84

References:



TP0v Thresholds Comment [# 61, #83, #84] Contd.

Spec being commented:



RITT Np for CL163 Comment # 279

Spec being commented:

Notes: this is Np for RITT



RITT Np for 120F Comment [# 280, #86]

Spec being commented:

Notes: this is Np for RITT



RITT Channel ERL Comment [#71, #166, #194]

Spec being commented:

References:



RITT Channel ERL Comment [#71, #166, #194] Contd.

Resolve using response to comment #71



RITT RSS_DFE4 Comment #2

Spec being commented:



RITT JTOL TX Setup Comment [#70, #231]

Spec being commented: References:



RITT Tr Parameter Comment #168

Spec being commented:

References:



SNDR Comment #226
Spec being commented:

Note: 162.9.3.1.1 describes linear fitting procedure.



Test Fixture RL Frequency Range Comment #228

Spec being commented:

References:


